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Рис. 1. Алгоритм моделювання 

 
Взаємозв'язок зварюваного датчика, що 

модулюється, та її моделі наведено на рис. 2. Зворотній 
зв'язок між моделлю і датчиком дозволяє звести 
коригуючий вплив, тобто реалізувати практичну 
функцію моделі. 
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Рис. 2. Взаємозв'язок об'єкту і моделі 
 
Розроблений алгоритм може служити основою для 

побудови математичної моделі нестаціонарних 
теплових полів, що виникають при лазерній 
герметизації датчиків для ГУ та ТС. 
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АНАЛИЗ ТЕСТОПРИГОДНОСТИ 
КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ ДЛЯ 

ПСЕВДОСЛУЧАЙНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Предлагается метод анализа тестопригодности для 
сложных цифровых комбинационных схем. 
Приводится алгоритм модификации устройства и 
генерации взвешенного теста для улучшения 

показателей тестопригодности. Присутствуют 
результаты  моделирования схемы в системе 
SIGESTEST. Предложенный метод сравнивается с 
двумя аналогичными метотодами анализа 
тестопригодности. Простым решением проблемы 
повышения качества теста является введение в схему 
точек контроля и использования стандартов 
тестопригодного проектирования и технологий 
встроенного самотестирования. 

Цель работы: существенное уменьшение времени 
верификации, синтеза тестов и/или повышение степени 
покрытия неисправностей для заданных входных 
наборов путем модификации структуры цифрового 
устройства на основе анализа его тестопригодности и 
использования генератора взвешенного теста. 
Предлагаемый метод заключается в вычислении 
значений управляемости и наблюдаемости узлов 
схемы, формирующих оценку тестопригодности. 
Предложенный метод может быть использован как на 
досинтезной структуре цифровых устройств, так и на 
более детализированных уровнях представления – 
вентильном уровне и уровне регистровых передач. 
Метод основан на вероятностном подходе вычисления 
показателей тестопригодности узлов устройства. 

Предлагаются: 1) вероятностный метод анализа 
тестопригодности, ориентированного на взвешенное 
тестирование; 2) стратегия выбора точек для 
модификации комбинационных схем, а также способа 
их модификации; 3) организация тестирования 
модифицированных схем, экспериментальное 
подтверждение его эффективности; 4) реализация 
метода в рамках системы SIGETEST. Объект 
исследования: комбинационные схемы, 
представленные на системном (алгоритмическом), 
регистровом и вентильном уровне, не ограниченные 
решениями методов DFT, а также в DFT-системах для 
комбинационных схем или их частей, плохо 
поддающихся псевдослучайному тестированию. В 
работе предлагается использование генератора 
взвешенного теста. 
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